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The  results  demonstrate  that  the  Rigaku  NEX  CG  delivers  excellent  performance  for  the 
elemental  analysis of plant materials  and  soils.  The NEX CG  is  further  shown  to be  an  ideal 
EDXRF tool for such screening and characterization due to its powerful and flexible, yet simple 
and intuitive software.  
 
A copy of this report may be requested at:  
http://www.rigakuedxrf.com/edxrf/app‐notes.html?id=1385_AppNote 

 
 
About Rigaku 
 
Since  its  inception  in Japan  in 1951, Rigaku has been at the forefront of analytical and 
industrial  instrumentation  technology. Rigaku and  its  subsidiaries  form a global group 
focused  on  general‐purpose  analytical  instrumentation  and  the  life  sciences.  With 
hundreds of major innovations to their credit, Rigaku companies are world leaders in X‐
ray  spectrometry,  X‐ray  diffraction,  non‐destructive  testing,  X‐ray microscopy, Raman 
spectroscopy  and  optics,  as  well  as  small molecule  and  protein  crystallography  and 
semiconductor  metrology.  Today,  Rigaku  employs  over  1,100  people  in  the 
manufacturing, sales and support of its analytical equipment, which is used in more than 
70  countries  around  the  world  for  research,  development,  and  quality  assurance 
activities.  Throughout  the world,  Rigaku  continuously  promotes  partnerships,  dialog, 
and  innovation  within  the  global  scientific  and  industrial  communities.  Information 
about Rigaku is available at www.rigaku.com. 
 

 
For further information, contact:    
 

Scott Fess 
Product Manager 
Applied Rigaku Technologies, Inc. 
tel: +1. 512‐225‐1796 
info@RigakuEDXRF.com 
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